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Datenblatt fur Artikel: IL372912US

Flat Enclosure Flush mounted 2U-12K, H=640
W=590 D=100mm

4 Installation rows, 84 Module widths,

HEE

Technische Daten

Breedte (mm) 590,00
Hoogte (mm) 640,00
Diepte (mm) 100,00
EAN CODE 9004840886573
Stroomwarmteverliezen (W) -122,00
Product Inbouwkast met modulair chassis compleet
Provincie Standaard
Kleur RAL 9016
Breedte kast 2
Hoogte eenheden 12
Beschermingsgraad IP20C
Aantal modulaire rijen 4
Basisbeschrijving Kast
Breedte in modules 84
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Maattekening: Flat Enclosure Flush mounted 2U-12K, H=640 W=590 D=100mm
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Gegevens tabel: Flat Enclosure Flush mounted 2U-12K, H=640 W=590

D=100mm
Type Artikelnummern A B C D E F G Verlustleistung
Komplett ;"A:-:;'l\‘::enr:\: [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [w]*
2U12 IL372912US IL312212-F + 1L367212-F 640 586 97 630 550 100 423 -122
2U18 1L372918US IL312218-F + 1L367218-F 915 586 97 905 550 100 423 -171
2U21 1L372921US 1L312221-F + 1L367221-F 1055 586 97 1045 550 100 423 -195
2U24 1L372924US 1L312224-F + IL367224-F 1190 586 97 1180 550 100 423 -220
3U12 IL372812US IL312312-F + 1L367312-F 640 806 97 630 770 100 643 -163
3U18 1L372818US IL312318-F + IL367318-F 915 806 97 905 770 100 643 -228
3U21 1L372821US IL312321-F +1L367321-F 1055 806 97 1045 770 100 643 -261
3U24 1L372824US 1L312324-F + I1L367324-F 1190 806 97 1180 770 100 643 -294

*Max. Abstrahlleistung des Gehduses, berechnet als Einzelgehéuse bei Wandeinbau und einem AT = 35K.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ¢

BEZEICHNUNG BEST.NR.
Flat Enclosure Flush mounted 2U-12K, H=640 W=590 D=100mm
IL372912US
4 Installation rows, 84 Module widths,
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